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Medidas e andlises de dados de espalhamento de radiagdo com aplicacédo a nano-
materiais

Tipo de Disciplina: Eletiva

Carga Horaria Total: 15 horas Créditos: 1

Pré-requisito ou Co-requisito: Téchnicas de Espalhamento Aplicadas a Nanoma-

teriais

Esta disciplina visa capacitar os alunos de pds-graduacgdo a utilizarem adequadamente o
equipamento de espalhamento de luz (DLS - analisador de particulas) desde o preparo das
amostras até a interpretacdo de dados, a utilizarem softwares gratuitos para tratamento de
dados de espalhamento de raios-X e néutrons a baixos angulos (SAXS e SANS) e realizarem
ajustes, analise e interpretacdo dos dados adequadamente. Estas técnicas sao importantes
para caracterizagcdo de tamanho, forma, estrutura, estabilidade e carga superficial de siste-
mas coloidais e nanomateriais (como micelas, emulsées, polimeros, nanoparticulas, materi-
ais mesoporosos e cristais-liquidos). O contetdo tem uma abordagem interdisciplinar, sendo
de interesse para pesquisas de diferentes areas da quimica, fisica e engenharia de materiais,
como também para aplica¢des industriais.

Preparo de amostras e condi¢cdes adequadas de analises. Medidas de diferentes amostras
por Espalhamento de Luz Dindmico (DLS). Tratamento de dados de Espalhamento de raios-
X e néutrons a baixos angulos (SAXS e SANS). Softwares utilizados para tratamentos de
dados de espalhamento. Métodos de ajustes. Interpretacao de dados para diferentes tipos de
sistemas. Orientagdo para medi¢des e andlises de amostras relacionadas com o projeto de
pesquisa dos alunos (opcional, de acordo com a autoriza¢éo do orientador).

Técnicas para o preparo adequado de amostras para a técnica de DLS.

Reconhecendo as condi¢des e parametros necessarios para as medidas de DLS.
Demonstracado de andlises de DLS de diferentes amostras padréo.

Realizacdo de andlises de DLS de amostras dos alunos.

Interpretacdo da fungéo de correlacdo e ajustes dos resultados de DLS.

Curvas de SAXS e SANS — interpretacao inicial (fator de forma e fator estrutura)

Ajuste de Guinier

Ajuste de Porod

Funcao de distribuicédo de pares

Ajustes a diferentes modelos mateméticos para diferentes formatos

Identificacé@o de fases liquido-cristalinas e determinagdo do parametro de cela
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